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Die deutsche Version dieser Richtlinie ist verbindlich.

ICS 17.040.20, 19.060 April 2018

The German version of this standard shall be taken as authorita-
tive. No guarantee can be given with respect to the English trans-
lation. 

Inhalt Seite

Vorbemerkung .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

Einleitung   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

1 Anwendungsbereich .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2

2 Formelzeichen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2

3 Grundlagen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
3.1 Tastschnittverfahren   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4
3.2 Profilfilter  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

4 Messbedingungen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18 
4.1 Messort und Messrichtung   .  .  .  .  .  .  .  .  .  18
4.2 Wahl der Grenzwellenlänge und 

Messstrecke  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
4.3 s-Filter (Tiefpassfilter) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  23
4.4 Wahl der Tastspitze  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
4.5 Vertikaler Messbereich   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
4.6 Auswahlkriterien zur Anwendung 

linearer und robuster Profilfilter.  .  .  .  .  .  . 24

5 Bewertung des Ergebnisses .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
5.1 16 %-Regel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
5.2 Höchstwert-Regel (max-Regel) .  .  .  .  .  .  . 27

Schrifttum  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27

Contents Page

Preliminary note  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

Introduction  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

1 Scope .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2

2 Symbols .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2

3 Fundamentals   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
3.1 Profile method  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4
3.2 Profile filter .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

4 Measurement conditions  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18 
4.1 Location and direction of measurement  .  .  .  18
4.2 Selection of cutoff wavelength and 

evaluation length  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
4.3 s filter (low-pass filter)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  23
4.4 Selection of stylus tip.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
4.5 Vertikal measurement range  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
4.6 Selection criteria for linear and 

robus profile filter   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24

5 Eavluation of results .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
5.1 16 % rule   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
5.2 Maximum value rule (max rule) .  .  .  .  .  .  . 27

Bibliography  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27

Fr
üh

er
e 

A
us

ga
be

: 1
0.

08
F

or
m

er
 e

di
tio

n:
 1

0/
08


		2026-06-21T02:29:33+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




